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摘要(译)

本发明涉及基于从患者获得的EEG信号数据检测脑病。从EEG信号数据
导出第一信号分量，第一信号分量表示EEG信号数据的低频。然后计算
指示第一信号分量中的无序的第一参数和指示表示第一频带的EEG信号
数据中的无序的第二参数，其中第一频带包括比所述低频更高的频率。
然后基于第一参数和第二参数确定脑病的指标，脑病的指标指示脑病。
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